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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte bien ’état
actuel de la technique.

Les renseignements relatifs a ce travail de révision, a I’établisse-
ment des éditions révisées et aux mises a jour peuvent étre obtenus
auprés des Comités nationaux de la CEI et en consultant les docu-
ments ci-dessous:

o Bulletin de 1a CEI
® Annuaire de la CEI

o Catalogue des publications de la CEI

Publié annuellement

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant
review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current

technology.

Information on the work of revision, the issue of revised editions
and amendment sheets may be obtained from [EC National Com-

mittees and from the following IEC sources:

e IEC Bulletin
e IEC Yearbook

o Catalogue of IEC Publications
Published yearly

Terminologic

En ce qui conferne la terminologie générale, le lecteur se repor-
tera a la Publicqtion 50 de la CEI: Vocabulaire Electrotechnique
International (VEI), qui est établie sous forme de chapitres séparés
traitant chacun ¢’un sujet défini, I'Index général étant publié sépa-
rément. Des déthils complets sur le VEI peuvent étre obtenus sur
demande.

Les termes et|définitions figurant dans la présente publication
ont été soit repr]s du VEI, soit spécifiquement approuvés a
de cette publication.
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Terminology

For'graphical symbols, and letter symbols and sigy
¢ IEC for general use, readers are referred to:
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nt publication
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

METHODES D’ESSAI DES FILS DE BOBINAGE

Deuxiéme partie: Détermination des dimensions

PREAMBULE

1) Les-décisions.ou accards officiels de la C E 1 en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d’Etudes ou
somt représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment dans la plus grande mesufe possible un
acdord international sur les sujets examinés.

2) Cep hationaux.
3) D4ns le but d’encourager lunification 1ntemanonale la C E I exprime le veeu que tous'le ité i aidoptent dans
ley ; t e permettent.

To possible, étre

indi

Lz inage.
Ie Publication
851-

L4

Régle des S 1S Q{%N\/ Procédure des Deux Mois Rapport de vote
55(BC)<9/\\ 55(B5)236 55(BC)262 55(BC)66

Pq es\renseignéments, consulter les rapports de vote correspondants mentionnés dans

E I est citée dans la présente norme:

Rublication n 1985): Méthodes d’essai des fils de bobinage, Premiére partie: Généralités.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

METHODS OF TEST FOR WINDING WIRES

Part 2: Determination of dimensions

FOREWORD

pmmittees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an {nternativpal cons
on the subjects dealt with.

CNnsus

the form of recommendations for international use and they are accepted by t >1hat

ext of

the [ ECre IEC
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It should|
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The addition to Sub-clause 3.2:2.
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Two Months’ Procedure Report on Voting

55(

55(C0O)262 55(C0O)266

Further 1

The following

Publicatig

PVeE.



https://iecnorm.com/api/?name=c95d14a3fc29a62816e2218bd2ec4783

-4 - 851-2 ©

METHODES D’ESSAI DES FILS DE BOBINAGE

Deuxiéme partie: Détermination des dimensions

CEI 1985

INTRODUCTION

Le lecteur consultera I'introduction générale, dans la Publication 851-1 de la C E I: Méthodes d’essai
des fils de bobinage, Premiére partie: Généralités, qui décrit 'objectif visé par la nouvelle disposition,
comme cela ressort du tableau ci-dessous.

;o
totes artorierrs)
T

17, I el Lo iaaaditicats 4.
Nouyettedisposition{sansnodifreation-gestextes-anteriet

Nouveaux paragraphes

Anciens paragraphes

(
N N
émen@x&bh tiops

3.1.1
3.12
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.2.1

3222 251-3
323 251-1
3.24.1 251-1
3242 251-3
325 251-3

elle regroupe
laCE I@

Fils de section circulaire et rectangulaire

dants.qui figuraient dans la précédente Publicatjon 251 de

Ta mesure est elfectuee avec Une precision superieure a 2 [T Si Of1 S Sertd ummicrometre, on
s’assure que la force, lors de la mesure, est dans la gamme de 0,75 N a 1,25 N. Les touches du

micrométre doivent avoir un diamétre de 5 mm a 8§ mm.

En variante, pour les fils de section circulaire, de diamétre nominal du conducteur supérieur a
0,5 mm, on peut avoir une force de 1 N a 3N.

3.1.2 Fils toronnés

Le diameétre extérieur sera déterminé au moyen d’un mandrin conique poli dont les dimensions
sont indiquées a la figure 1, page 10.

3.2 Méthode de mesure
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METHODS OF TEST FOR WINDING WIRES

Part 2: Determination of dimensions

INTRODUCTION

The reader is referred to the general introduction in I E C Publication 851-1:; Methods of Test for
Winding Wires, Part 1: General, which outlines the purpose of the new arrangement as indicated in the
following table:

New arrangement without modification of the former texts

New sub-clause Former clause Form@\u\bli@inn

311
3.1.2
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.21
3.2.2.2
3.23
3.24.1
3.24.2
3.25

1. Scope
Thjs standard relates to:

and groups the rflev S evi id down in the former I E C Publication 251.

2. Object

To ation of dimensions for winding wires.

3. Test 4]

3.1 Meusi
3.1.1 Rou

Themeasurenent strathbe made wittramraccuracy better tivan 2 oo, If a micrometer 15 used, it
shall be ensured that the measuring force is in the range of 0.75 N to 1.25 N. The spindle and the
anvil of the micrometer shall have a diameter of 5 mm to 8 mm.

Alternatively, for round wires with a nominal conductor diameter over 0.5 mm, a force of 1 N to
3 N may be used.

3.1.2 Bunched wires

The overall diameter shall be determined with a polished conical mandrel having dimensions
as shown in Figure 1, page 10.

3.2 Measuring method


https://iecnorm.com/api/?name=c95d14a3fc29a62816e2218bd2ec4783

851-2 © CEI 1985

3.2.1 Dimensions extérieures

3.2.1a) Fils de section circulaire

On effectue trois mesures également réparties sur la circonférence du fil en deux points distants
de 1 m I’un de l’autre.

La moyenne des six mesures est considérée comme «diamétre extérieur».

3.2.1b) Fils de section rectangulaire

Les mesures sont effectuées sur les deux dimensions en trois endroits espacés d’au moins
100 mm, sur des parties de fil absolument droites.
Lorsqu’une dimension du fil est supérieure au diamétre des touches du micrométre, on effectue
Y ' femediar ITNENSION €T Une aulre Sur 165/ Dords. ol aleurs sont

[C C [C (d d PpdI'liC CdldnNc dc CCIIC A1IMC

différentes, on ne retient que la plus élevée.

Les moyennes des trois résultats de chaque dimension sont la «1
hors tout».

«épaisseur

3.2.1lc) Fils toronnés

Note. — La méthode indiquée ci-dessous donne des valeurs utiles en pratique mai$ un dyameétre extérieur précis.

n avec une
nillimeétres

uche ainsi

Lalargeurde s
arrondi a 0,01

fil toronné

3.2.2
3.2

en ces deux

Hu conduc-

tenr»

* Pour la détermination du diamétre dans les feuilles particuliéres, les conditions suivantes sont appliquées:

Diameétre nominal du conducteur

Mesure

Articles

d < 0,071 mm
d= 0,071 mm

Résistance électrique
Dimensions

3 (Publication 851-5)
3.2.2a) (Publication 851-2)

Note. — Aprés accord entre acheteur et fournisseur, des mesures de résistance peuvent étre faites sur les diamétres
nominaux des conducteurs compris entre 0,071 mm et 1 mm.
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3.2.1
3.2.1a)

Overall dimensions

Round wires

Three measurements shall be made evenly distributed around the circumference of the wire at
each of two places 1 m apart.

The mean value of the six results shall be reported as “overall diameter”.

3.2.1b)

Rectangular wires

Measurements shall be made of both dimensions of the wire at three positions not less than
100 mm apart. The measurements shall be made on completely straight parts of the specimen.

Where the dimension of the specimen is greater than the diameter of the micrometer spindle,

measy
valued

Ths
“over

3.2.1¢) Bu

Note. —
The
under

Tenkion (in newtons) = 65 times the total nomir
millin
The

inal o
diame]

The
The
bunch

Onel

3.2.2 Cong

3.2.2a) Ro

Thel

condu
Thr

ducton]

The

Tements sttt be made bothrat e centic of the face of the specimen and over theedges. 1
differ, the highest value only shall be noted.

mean values of the results for each dimension shall be reported as
all thickness”.

hehed wires

overall diameter shall be determined by closely
a tension calculated according to the following {

mean’ value>of the six results for the bare diameter shall be reported as “condug

29

diame

er

* For determination of diameters in specification sheets, the following applies:

the

and

Hrel

are

m-

ger

the

the

tor

Nominal conductor diameter Measurement Clause
d<0.071 mm Resistance - 3 (Publication 851-5)
d=0.071 mm Dimension 3.2.2a) (Publication 851-2)

Note. — By agreement between purchaser and supplier, resistance measurements may be made in the range of nominal

conductor diameters between 0.071 mm and 1 mm.


https://iecnorm.com/api/?name=c95d14a3fc29a62816e2218bd2ec4783

3.2

3.2

3.2
3.2

3.2,

3.2

-8 - 851-2 © CEI1 1985

2b) Fils de section rectangulaire

Par un moyen qui n’endommage pas le conducteur, on enléve I'isolant aux trois endroits retenus

pour les mesures du paragraphe 3.2.15) et on mesure le conducteur a ces endroits.

Les moyennes des résultats sont la «largeur du conducteur» et '«épaisseur du conducteur».

.3 Ovalisation du conducteur pour les fils de section circulaire

L’ovalisation est définie comme étant la plus grande différence entre les diamétres

maximal et

minimal pour chaque section droite, comme déterminés dans le paragraphe 3.2.2a).

U Accroissement de dimension dit a l'isolant
/

Na) Fils de section circulaire
«accroissement de diameétre dii a I'isolant».

4h) Fils de section rectangulaire

seur sur chant.

La différence entre 1’épaisse
d’épaisseur sur plat».

puis enrobée
I’isolant.

e 3.2. la)et
est appelée

ent d’épais-

roissement

Trois éprodvettes evé 1 lles d au moms 200 mm sont redressées avec un allongemem approximatif de 1%,

I avec celle de

nt polies pour
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3.2.2b) Rectangular wires

The insulation shall be removed at the three positions used for measurements in Sub-clause
3.2.1b) by any method which does not damage the conductor, and the conductor measured at these
positions.

The mean value of the results for each dimension shall be reported as “conductor width” and
“conductor thickness™.

3.2.3  Out-of-roundness of the conductor for round wires

The out-of-roundness is defined as the greatest difference between the maximum and the
minimum readings at each cross-section, as determined according to Sub-clause 3.2.2 a.

3.2.4 Incrpase in dimensions due to the insulation

3.2.4a) Round wires

Th¢ difference between the overall diameter, as determined according t
the conductor diameter, as determined according to Sub-clause
“incrqase in diameter due to insulation”.

3.2.4b) Ractangular wires

Thg the
“incrdase in width”.

Thq difference between the overall thi d as
“incrdase in thickness”.

3.2.5 Roupding of corners for rectangular wires

Thi test is performed der
suitable magnification

For|this test, for ex

Threg g itely
1%j) taken at least 200 m¢h apas 2 3 ASU ve a
colour ¥ 8 with

Afterf i for

examingti
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